СВЕДЕНИЯ
о ведущей  организации
	Полное наименование организации, сокращенное наименование организации
	Место нахождения

(страна, город)
	Почтовый адрес (индекс, город, улица, дом),

телефон (при наличии);

адрес электронной почты (при наличии), адрес официального сайта в сети "Интернет" (при наличии)

	Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына Московского Государствен-ного университета имени М. В. Ломоносова (НИИЯФ МГУ) 
	Россия, Москва
	119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, дом 1, строение 2, НИИ ядерной физики имени Д.В.Скобельцына, МГУ имени М.В.Ломоносова (НИИЯФ МГУ) 
Тел.: (495)939-18-18

Факс: (495)939-08-96

Электронный адрес: info@sinp.msu.ru 

http://www.sinp.msu.ru

	Список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций):

	1. Применение ионных пучков для исследования углерод-керамического композита / Авилкина В.С., Андрианова Н.Н., Борисов А.М. и др.// Физика и химия обработки материалов. 2010. № 6. С. 10-14. (IF=0.229)
2. Исследование гетероструктур AlGaN/GaN методом резерфордовского обратного рассеяния / Енишерлова К.Л., Куликаускас В.С., Затекин В.В. и др. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2011. № 7. С. 20-29. (IF=0.245)
3. Влияние облучения ионами Ar+ на свойства поверхности ванадия и его сплавов / Данелян Л.С., Коршунов С.Н. и др.// Вопросы атомной науки и техники. Серия: Термоядерный синтез. 2011. № 2. С. 46-52. (IF=0.238)
4. Исследование покрытий на циркониевом сплаве, полученных методом микродугового оксидирования, с использованием спектрометрии резерфордовского и ядерного обратного рассеяния / Борисов А.М., Востриков В.Г., Иванова С.В. и др.// Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2013. № 5. С. 42-46. (IF=0.245)
5. Анализ поверхности вольфрама после облучения быстрыми ионами и дейтериевой плазмой / Хрипунов Б.И., Гуреев В.М., Данелян Л.С. и др.// Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2014. № 3. С. 34. (IF=0.245) 
6. Исследование упрочнения поверхности сталей при комбинированном ионном и лазерном воздействии / Борисов А.М., Крит Б.Л., Куликаускас В.С. и др. // Известия Томского политехнического университета. 2014. Т. 324. № 2. С. 137-142. (IF=0.19)
7. Применение спектрометрии ЯОР протонов для исследования поверхностного слоя циркониевых сплавов / Беспалова О.В., Борисов А.М., Ткаченко Н.В. и др.// Физика и химия обработки материалов. 2011. № 1. С. 45-50. (IF=0.229)
8. Исследование структуры теплозащитных плазменных покрытий с использованием спектрометрии ядерного обратного рассеяния / А. Борисов, В. Востриков, Е. Романовский и др. // Известия Томского политехнического университета. 2014.  Т. 324, № 2. С. 131–136. (IF=0.19)


